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Аннотация 
В лекции даются базовые сведения о монокристальной дифрактометрии орга-
нических веществ и о новых возможностях рентгеновских дифрактометров 
НИОХ 

Тематический план  
1.  Введение в теорию и эксперимент 
      − основные положения теории 
     − приборы, требования к образцам 

2.  Прецизионные измерения 
     − деформационная электронная плотность (ДЭП) 
     - мультипольная модель асферических атомов 

3.  Топологический анализ электронной плотности 
     − критические точки, энергетические параметры 
     − литературные примеры (водородные связи, S…O и  
    π−π взаимодействия)  
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